PRUFTECHNIK

Rohde & Schwarz Testsysteme TSI, TSP u. TSA Vakuum Adapter

TSI1-50-4100

Technische Beschreibung

- Doppelkammer-Vakuumadapter fir die Testsysteme TSI, TSP und TSA
- AuRenmale: 550 x 500 x 160 mm

- Max. Produktflache: 2 x (320 x 195) mm

- Hoher Bedienkomfort durch die geneigte Form

- Stabile Ausflihrung aufgrund des Alu-Rahmens und des Gehauses
- PAG-Verriegelungssystem

- Pruflingsauflageplatte aus ESD gerechtem Plattenmaterial

- Nadeltragerplatte aus 10mm dickem Epoxymaterial

- GPS ESD L-Kassettendichtung

- Abgerundete Dichtungsecken (zum besseren Ansaugen)

- Sicherheitsaufsteller serienmafig

- Das Gehéause kann wahrend des Debuggings getffnet bleiben

- Ausbruch fiir den Einbau eines Zahlers vorgesehen

- ESD-Ableitnadeln serienmafiig

- Pruflingsauflagenlatte 8 mm (optional)

- Schnittstellenblécke missen separat bestellt werden

- Lieferbar ab Lager
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